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1. 서론

과거 동차가 계식  동차라  늘

날  전 , 전  제어 치    전  

치  집약체라고 볼 수 다. 

 제어 치는 편리함과 안락함  주지만 동

차 암전 (Dark current)  생하여 리 전과 

같  문제  생 시킨다. 라  동차 커에

는 각 제 마다 암전  Spec  정하여 리하는

 동차 계  경우 보통 1mmA  제한한다. 

라  우수한 질  계  제 하  해

는 계  암전  측정하고 Data  저   

 리할 수 는 PC 제어  비 개  

고 다. 하지만, 러한 Needs  만족하  

한 계  암전  측정 비  연  개  미

한 실정 다. 

본 연 에 는 계  암전  측정, 저 하

고  리함  Field에  생하는 문제

 원  과 규  가능한 PC제어  듈  

개 하 다. 

2. Line Control System

2.1 개발시스템 성 개념

계  암전  측정하는  어  착

과 별  측정 개  Fig. 1에 도시하 , 

그림에  보는  같  Barcode Scanner, PLC 

(Programable Logic Controller), 전 계, PC 등  

 제  감지  , 치 , Conveyor

 가  적 할 수 다.

Fig. 1 Block diagram of  line control system

2.2 개발 시스템

상술한  같  계  암전  측정  해 

개  측정 시스  Fig. 2에 나타내었다. 그림에

 보는  같  측정  스캐  제  감지  

, 전 계   처리 치, Conveyor  

어  각  보  한 스는 

알루미늄 프  하여 제 한 (L)800mm 

x (W)1200mm x (H)1800mm  측정 시스  안전 

  향상시 다. 

 

    Fig. 2 Dark current measurement  system
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2.3 시스템  주요 사양

Table 1  제  료  시제 에 한 주  사양

 나타내었고, Table 2에 는 시스  하는 

각 에 해 나타내었다.

Table 1 Specification of Dark current system

 Items Specification

   Cycle Time   28 Sec

   Lay Out   (L)800mm x (W)1200mm x (H)1800mm

   라   Pallet  Conveyor

   사 전원   AC220 / 60Hz

   측정Model   GM M350 Fed / 북미사양

Table 2 Specification of component

 Items Specification

    PC    산업  PC (LS산전)

    PLC    XGP CPU / XG 5000 (어드 텍)

   전류계    RS 4850 통신기  ( 토닉스)

   스캐너    1D 스캐너 (모토로라)

   기 부
   - Jig (SMC)
   - Cylinder (SMC)
   - Solvalve (SMC)

3.  결과

제  계  암전  측정  비에 GM M350 

Fed 계  착하여 암전  측정에 한 실험 

결과는 Table 3과 같다.

Table 3 Dark current measurement Result

Part No Model Low Spec High Spec Result OK/NG

96863797 9 0.05 0.25 0.18 A Good

96863797 9 0.05 0.25 0.19 A Good

96863797 9 0.05 0.25 0.18 A Good

96863797 9 0.05 0.25 0.18 A Good

96863797 9 0.05 0.25 0.18 A Good

96863797 9 0.05 0.25 0.18 A Good

96863797 9 0.05 0.25 0.18 A Good

96863797 9 0.05 0.25 99.99 A NG

96863797 9 0.05 0.25 0.20 A Good

96863797 9 0.05 0.25 0.18 A Good

Fig. 3 Dark current measurements using LabVIEW

Fig. 3  GM M350 Fed  실제 암전  측정

 나타낸 것 , Table 3에  보는 것과 같  

각 제 별 암전  측정하여 합  여  나타내

었다. 

4. 향후계획

동차에 적 는 에 어 질  탕

한 신뢰  보하는 것  하다. 라  

측정   시스 에 어 는 측정 결과에 한 

신뢰  보하는 것  무엇보다 하다. 라

 본 연 에 는 개 한 계  암전  측정  

비에 어 계  생산하는 내  해 공

에 도 암전  시스  라  함  라  

 가격 절감  생산 라  수평 전개  지 적

 진한다.

5. 결론

동차 계  암전  측정  비 개  통해 

각 제  암전  측정하여 합  여  단하

고,  통해 든 측정 Data  저 하고 

리  통한 제  적  리할 수 다. 향후 

암전 에 한 동차 리 전  지함

 우수한 질  계  생산  다.

후기
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